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Введение
В 2011 году публикуется 40-й том междуна-

родного журнала “X-Ray Spectrometry” (XRS). Пер-
вый номер этого журнала увидел свет в начале 
1972 г. Сейчас можно подвести некоторые итоги. 
В представленном материале рассмотрено состо-
яние с публикациями по рентгеноспектральному 
анализу до 1972 г. Приведено распределение по 
странам материалов, опубликованных в журна-
ле “X-Ray Spectrometry” за 40 лет, для временных 
интервалов: 1972-1976, 1977-1981 гг. и т.д. Кратко 
обсуждено участие российских исследователей в 
работе журнала. При подготовке этой публикации 
автор не ставил перед собой  задачу анализа при-
чин, объясняющих приводимые цифровые дан-
ные – только констатация фактов. Автор также не 
стремился давать оценки качества отдельных пу-
бликаций. По всеобщему мнению XRS публиковал 
статьи хорошего качества, отражавшие современ-
ный технический уровень, как с точки зрения тео-
рии, так и практики рентгеновской спектрометрии.

Краткая характеристика журнала
Что читали рентгенофизики до 1972 г.? Ос-

новным источником информации по этой пробле-
матике в нашей стране был журнал “Заводская 
лаборатория”. Материалы Всесоюзных конферен-
ций по применению рентгеновских лучей публико-
вались в Известиях АН СССР, физическая серия. 
С 1967 г. СКБ рентгеновской аппаратуры организо-
вало выпуск сборника “Аппаратура и методы рент-
геновского анализа”. Изредка статьи по рентгено-
физике и рентгеноспектральному анализу (РСА) 
появлялись в “Журнале технической физики”, 
“Физике твёрдого тела”, “Приборы и техника экспе-

римента”, “Журнале аналитической химии”. Инте-
ресный и добротный материал публиковали зару-
бежные журналы. В начале 70-х это, безусловно, 
“Analytical Chemistry”, “Spectrochimica Acta”, “Applied 
Spectroscopy”, “Fresenius fur Analytische Chemie” и 
др. Повышенный интерес вызывали труды Денве-
ровской конференции (Proceeding of Annual Den-
ver X-ray Analysis Conference) – “Advances in X-Ray 
Analysis”. Необходимо особо отметить обзорные 
статьи в журнале “Analytical Chemistry”, регулярно 
появлявшиеся в чётные годы. Названия этих об-
зоров – “X-Ray Absorption and Emission”, а с 1976 г. 
– “X-Ray Spectrometry”. Авторами обзорных статей 
были известные американские специалисты: H.A. 
Liebhafsky, E.H. Winslow и H. Pfeiffer (1960 и 1962 
гг.), W.J. Campbell и J.D. Brown (1964), W.J. Camp-
bell, J.D. Brown и J.W. Thatcher (1966 и 1968 гг.), W.J. 
Campbell и J.V. Gilfrich (1970 г.), L.S. Birks (1972 г.), 
L.S. Birks и J.V. Gilfrich (1974 и 1976 гг.) [1-9]. На рис. 
1 представлены данные о ежегодном числе публи-

Рис. 1. Ежегодное число публикаций по РСА  [10] 
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каций по РСА, приведённые R. Van Grieken et al. в 
1991 г. [10]. Общее число статей по РСА, опубли-
кованных в 1971 г. (в год перед выходом первого 
номера XRS), составляло ~200. Журнал XRS опу-
бликовал в 1972 г. 24 статьи и 3 рецензии на книги. 
На рис. 2 представлены обложки журнала разных 
лет – от первоначального до современного.

Первым редактором журнала “X-Ray Spec-
trometry” был известный специалист R. Jenkins 
(период с 1972 по 1985 гг.) – рис. 3. Он работал 
в лаборатории по применению рентгеновского 
анализа фирмы Филипс. Его популярная моно-
графия в соавторстве с J.L.  De Vries [11] переиз-
дана в 1969 г. и позднее в 1973 г. В 1971 г. публи-
куется большой обзор (17 стр.) “Рентгеновская 
спектрометрия” [12]. В 1974 г. опубликована его 
монография “Введение в рентгеновскую спек-
трометрию” [13]. Лозунг Р. Дженкинса – “Happi-
ness is X-Rays” [14]. В течение года выходило 4 
номера журнала, каждый объёмом примерно 50 
страниц. Редколлегии журнала удавалось соче-
тать хорошие теоретические и практические ста-
тьи со статьями с информацией о возможностях 
новых приборов и предстоящих конференциях. 

В журнале “X-Ray Spectrometry” публику-
ются результаты исследований по рентгеноф-
луоресцентному и электронно-зондовому ана-
лизу, тонкой структуре рентгеновского спектра 
и структуре краёв поглощения. 

С 1986 г. журнал принял John Gilfrich (период 
с 1986 по 1997 гг.) – рис. 4. В своей первой редак-
ционной статье он писал: “У меня есть некоторые 
идеи относительно шагов, которые будут предпри-
няты на начальной стадии для улучшения того, что 
я вижу в качестве проблем. Промежуток времени 
между представлением рукописей и публикацией 
следует сократить. Я получил от издателей обя-
зательство увеличить число страниц объёма 1986 
г. на 20 % как первоначальные усилия в этом на-
правлении.” [15]. В 1986 г. вышло, как и ранее, 4 но-
мера журнала, но объём каждого был уже 70-80 

Рис. 2 а 
 

 
Рис. 2 б 
 

 
Рис. 2 в 
 

 
Рис. 2. Три варианта обложек журнала “X-Ray 
Spectrometry”

Рис. 3 

Рис. 3. Первый редактор журнала “X-Ray Spec-
trometry” R. Jenkins
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страниц. С 1987 г. по настоящее время ежегодно 
публикуется по 6 номеров, с общим годовым объ-
ёмом 290-300 страниц, в 1993 г. – 421 страница. 

Четырнадцатый год, начиная с 1998 г., бре-
мя главного редактора «несёт» проф. Rene Van 
Grieken из Антверпенского Университета, Бель-
гия – рис. 5.  Он со-директор Центра микро- и 
следового анализа, в котором работает до 80 ис-
следователей. За период с 1968 г. по настоящее 
время им опубликовано более 300 статей с 552 
соавторами, зарегистрировано около 500 его ци-
тирований. Отметим, что рекордным по объёму 
для журнала стал 2008 г. – 656 страниц. В этом 
же году вышел самый толстый номер журнала 
– № 4. Это специальный выпуск, посвящённый 
проблеме применения рентгеноспектрального 
анализа для исследования объектов, представ-
ляющих культурное наследие (стр. 285-474).     

Журнал публиковал статьи как на англий-
ском, так и на немецком и французском языках. 
Так, например, за первые 10 лет издания в XRS 
опубликовано 17 статей на немецком и 9 на 
французском языках. Это составило почти 10 % 
от общего числа публикаций за этот период. В 
последний период большинство авторов пред-
почитает английский язык. Отметим, что доля 
статей авторов из пяти стран (США, Велико-
британии, Канады, Австралии, а также Индии) в 
первые 20 лет издания журнала близка к 50 %.  

Первая статья по варианту РФА с протон-
ным возбуждением (PIXE) в XRS – это работа 
W. Pabst и K. Schmid (Технологический институт 
твёрдого тела, г. Мюнхен, Германия) по опреде-
лению следов свинца в эпитаксиальных слоях 
InSb [16]. Первая статья по рентгенофлуорес-
центному анализу (РФА) с использованием 
полного внешнего отражения (ПВО, TXRF) опу-
бликована в журнале в 1979 г. [17] – авторы P. 
Wobrauschek, H.  Aiginger из Атомного института 
Австрийского университета (г. Вена, Австрия); 
по варианту РФА с использованием для возбуж-
дения флуоресценции исследуемого образца 
синхротронного излучения  в 1990 г. [18] – авто-
ры J.M. Jaklevic и др. (Национальная Лаборато-

рия Лоренса Беркли Калифорнийского универ-
ситета, г. Беркли, США) и т.д. 

Общее число публикаций в журнале “X-Ray 
Spectrometry” за 40 лет превысило 1900. В табл. 1 
представлены данные, характеризующие вклад 
лабораторий отдельных стран в общее число 
публикаций с 1972 по 2011 гг. по пятилетним пе-
риодам. Если авторы конкретной статьи были из 
лабораторий двух стран, то каждой стране до-
бавляли по 0.5, если из трёх, то соответственно 
по 0.33 и т.д. Доля коллективных работ постоян-
но возрастает. В таблице не представлены при-
мерно 50 стран, авторы из которых опубликовали 
за этот период от 1 до 10 работ. Вклад коллег из 
России существенно возрос после 1991 г. Редак-
ция журнала прилагала определённые усилия 
для расширения географии авторов, для привле-
чения авторов из тех стран, которые слабо пред-
ставлены в XRS. Несколько специальных выпу-
сков журнала подготовлены коллегами из Китая, 
Японии, России и др. Это отмечено всплесками 
вкладов некоторых стран в табл. 1. 

Наши коллеги в “X-Ray Spectrometry” 
Отметим, что Н.И. Комяк (рис. 6) с 1975 по 

1993 г. был региональным редактором от СССР 

 
 
Рис. 4 

Рис. 4. John Gilfrich – главный редактор журнала 
с 1986 по 1997 гг.

 

Рис. 5. Проф. R. Van Grieken – главный редактор 
журнала с 1998 г. по настоящее время

Рис. 6 

Рис. 6. Н.И. Комяк – региональный редактор от 
СССР журнала “X-Ray Spectrometry”, с 1994 г. до 
2000 г. – член редколлегии (Advisory board) журнала
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журнала “X-Ray Spectrometry”, а с 1994 г. до 2000 
г. – он член редколлегии (Advisory board) этого 
журнала. Вот что написал об этом R. Jenkins в 
своих Editorial (передовица, редакторские замет-
ки) [19]: “Я очень рад, что могу объявить сейчас 
о назначении доктора Комяка из Ленинградско-
го рентгеновского института региональным ре-
дактором по СССР. Доктор Комяк тесно связан с 
журналом “Аппаратура и методы рентгеновско-
го анализа”, который является ежеквартальным 
изданием на русском языке, освещающим как 
спектральные, так и дифракционные методы. В 
настоящее время мы работаем над двусторон-
ним соглашением с нашими русскими друзьями 
о представлении краткого изложения содержа-

ния выпусков журналов “X-Ray Spectrometry” и 
“Аппаратура и методы рентгеновского анализа” 
на русском и английском языках для совмест-
ной публикации в двух журналах. Тем самым мы 
надеемся помочь специалистам по спектроско-
пии, говорящим на английском и русском языках, 
быть больше в курсе разработок рентгеновских 
методов и технологий в различных частях мира.” 
Подобное соглашение было реализовано с 1977 
г. с журналом “Advances in X-Ray Chemical Analy-
sis” (Япония). Сообщая об этом R. Jenkins пишет: 
“Мы надеемся расширить эту схему и включить в 
XRS аннотации на английском языке превосход-
ных (Excellent) русских публикаций из “Аппарату-
ры и методов рентгеновского анализа” [20].

Таблица 1
Число публикаций в журнале XRS с 1972 по 2011 гг. по странам

№ 
п/п

Страна 1972-
1976

1977-
1981

1982-
1986

1987-
1991

1992-
1996

1997-
2001

2002-
2006

2007-
2011

Итого

1 США 48 30 25 26.8 18.6 21 15.4 16.5 201.3
2 Индия 1 7 22 42 24.5 19.8 12 12.5 140.8
3 Япония 8 4 6 5 2 29.8 33 43.7 131.59
4 ФРГ

ГДР
7
-

6
0.5

7
3

4.5
5   

10 17.3 31.1 15.1 106.5

5 Италия 7 1 5 4.5 20 16 17.8 35.0 106.3
6 Англия 13.5 23 17 4.5 13 10.8 4.8 7.0 93.6
7 Франция 12 6 5.5 9.3 10 11.3 11.1 20.8 86.0
8 СССР* - 5 5.5 5.3 13 6.5 26.3 18.2 79.8
9 Австрия 7.5 9 12 6 13.2 12.7 14.3 4.7 79.4
10 Аргентина 3 - 5 10.5 10.5 15.2 15.2 11.3 71.7
11 Бельгия 4 7.5 13 11.5 5 11.0 13.4 6.1 71.5
12 Польша 4.5 12 2.8 8.5 12 13.7 13.4 65.9
13 Канада 7.5 12.5 9.5 6 7.5 3.8 11.5 9.5 63.8
14 Швеция 8.5 2 2 6 12.5 9.4 5.3 5.5 51.2
15 Австралия 12 10 4 10 2 2.8 1.8 6.3 48.9
16 Китай - 6 7 16.5 11.5 6 47
17 Бразилия 1 - - - - 4.3 21.2 18.3 44.8
18 Португалия - 2 3 13 9.5 14.5 42
19 Венгрия 1 2.5 5 10.5 7.7 8.4 6.7 41.8
20 Испания 1 1 1 2 3.5 4.4 11.3 15.2 35.4
21 Нидерланды 3.5 4 4 3.5 3.5 15 0.5 1 35
22 Турция - - 1 1 1 4 18 6.7 31.7
23 ЮАР 5 5 3 3 3 3.8 3 3.3 30.1
24 Финляндия 5.5 2 2.5 1.3 4.5 2.2 1.5 0.8 20.3
25 Греция - 1 5 4.5 5 3.9 19.4
26 Украина - 2.5 3 6 0.7 12.2
27  Дания 3 2 1 - 0.8 2.3 1 1.5 11.6
28 Венесуэла 1 2 1 1.5 2 2.2 - 9.7
29 Югославия 1 1 3 4 9
30 Словения - 1.5 3.8 5.7 11
31 Хорватия - 2.5 4.8 7.3
32 Сингапур 1 5 2 2 - - 10
33 Мексика - 1 2 6.5 9.5
34 Швейцария 1 1 - - 1.1 2 2.3 1.0 8.4

Примечание: * - с 1992 г. Россия.
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Таблица 2
Ссылки в журнале XRS на работы авторов из СССР в 1972-1974 гг.

№
п/п

Автор публикации Название статьи Опубликовано 
в XRS

Автор цитируемой работы, 
ссылка

1 R. Jenkins, США Recent 
developments 
in analysing 
crystals for X-ray 
spectrometry

1972. V. 1, № 
1. P. 23–28.

I. V. Gavrilova Rost Kristallov, 
Akad. Nauk S.S.S.R., Inst. 
Kristallogr. 3, 286 (1961).

2 D.J. Reed,    A.H. 
Gillieson, Канада

X-Ray fluorescence 
applied to the on-
stream analysis 
of sulphide ore 
fractions

1972. V. 1, № 
2. P. 69–80.

B. A. Stulov, Zavodsk. Lab. 36, 937 
(1970).

3 C.B. Hunter, J.R. 
Rhodes, США

Particle size effects 
in X-Ray emission 
analysis: Formulae 
for continuous size 
distributions

1972. V. 1, № 3. 
P. 107–111.

N. F. Losev, A. N. Glotova and V. 
P. Afonin, Ind. Lab. 29, 428 (1963).
A. N. Glotova, N. F. Losev and T. 
A. Gunicheva, Ind. Lab. 30, 863 
(1964).

4 M. Romand, 
Франция.
 J.S. Solomon, 
W.L. Baun, США

LII,III emission and 
LIII absorption 
spectra of 
vanadium with 
the electron 
microprobe

1972. V. 1, № 
4. P. 147–150.

I. A. Brytov, Fiz. metal. i 
metalloved. 24, 382 (1967).
I. A. Brytov, E. Z. Kurmayev and 
S. A. Nemnonov, Fiz. metal. i 
metalloved. 26, 366 (1968).

5 M. Romand, 
Франция.
 J.S. Solomon, 
W.L. Baun, США

K emission and 
absorption spectra 
of nitrogen with 
the electron 
microprobe

1973. V. 2, № 
1. P. 7–10.

I. A. Brytov, M. A. Rumsh and 
S. A. Parobets, Fiz. metal. i 
metalloved. 26, 366 (1968).
I. A. Brytov, E. Z. Kurmayev 
and S.A. Nemnonov, Fiz. metal. i 
metalloved. 26, 366  (1968).
E. A. Zhurakovskii and N. N. 
Vasilenko, Dokl. Akad. Nauk. SSSR 
187, 562 (1969).
S. A. Nemnonov, E. Z. 
Kurmayev, K. M. Kolobova and 
A. Z. Men’shikov, Fiz. metal. i 
metalloved. 25, 1064 (1968).
E. Z. Kurmayev, S. A. Nemnonov, 
A. Z. Men’shikov and G. P. 
Shveikin, Bull. Acad. Sci. USSR 31, 
1011 (1967).

6 B.P. Fabbi, США X-ray fluorescence 
determination of 
sodium in silicate 
standards using 

direct dilution and 
dilution fusion 
preparation 
techniques

 1973. V. 2, № 
2. P. 15–17.

A. A. Kukharenko et al., Vses. 
Mineral. Obshch. Zapiski. 7, 133 
(1968).

7 G. Loch, ФРГ Ein Beitrag zur 
Optimierung 
der Röntgen-
Spektralanalyse 
durch Verwendung 
spezifischer 
Zählrohrgase

1973. V. 2, № 
3. P. 125–128.

M. A. Blochin, Physik der 
Röntgenstrahlen.  S. 254, VEB-
Verlag Technik, Berlin, 1957.
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 Первые статьи наших соотечественников 
появились в XRS в 1979 г.  Это следующие рабо-
ты: G.V. Pavlinsky, B.I. Kitov [21], S.A. Ivanov, J.A. 
Shchukin [22]. В следующем году появилась ста-
тья с участием Н.И Комяка [23]. В последующем 
им опубликованы ещё две статьи (1981 и 1985 гг.). 
По количеству публикаций в “X-Ray Spectrometry” 
из российских авторов в настоящее время впе-
реди А.Л. Финкельштейн (8 статей), далее В.П. 
Афонин, Т.Н. Гуничева и Г.В. Павлинский (по 7 
статей), В.А. Трунова, Б.И. Китов, В.Я. Борходоев 
и А.Г. Ревенко (по 4-5 публикаций). У зарубежных 
коллег выделяются R. Van Grieken – 40 статей (не 
считая Editorial, 1976-2011 гг.), A. Markowicz – 30 
(1979-2010 гг.), P. Wobrauschek – 27 (1979-2010 гг.), 
H. Ebel – 23 (1972-2006), M. Mantler – 15 (1974-2011 
гг.), A.G. Karydas – 14 (1993-2011 гг.), R. Tertian – 13 
(1972-1988 гг.), M. Rubio (1982-2011 гг.) и др. 

Представляют интерес данные, приведён-
ные в табл. 2: ссылки в журнале XRS на работы 
авторов из СССР в 1972-1974 гг. Ссылки в ко-
лонке 5 приведены так, как они представлены в 
оригинальных статьях. Несмотря на некоторые 
отрадные моменты (ссылки на монографии М.А. 

Блохина и Н.Ф. Лосева, на статьи Б.А. Стулова, 
Н.Ф. Лосева, А.Н. Смагуновой (Глотовой), В.П. 
Афонина, Т.Н. Гуничевой, И.А. Брытова и др.), 
следует отметить, что работы наших соотече-
ственников цитируются зарубежными авторами 
крайне редко. Тем более что, как показывают 
данные, представленные авторами ряда об-
зоров, информация об этих работах была до-
ступной для коллег из других стран. В качестве 
примера можно привести обзорные работы: R. 
Van Grieken et al. [10] – табл. 3,  K.N. Stoev [24], 
J. Injuk и R. Van Grieken [25] (cм. табл. 4). Табл. 3 

8 V.M. Pessa,
Финляндия

Data for graphical 
resolution of two 
overlapping X-ray 
emission lines. 
Natural widths 
of Ka12 of the 
elements Z = 10 
to 92

1973. V. 2, № 
4. P. 169–172.

A. Meisel, Phys. Status Solidi. 10, 
365 (1965).
M.A. Blochin, Physik der 
RöntgenstrahlenVEB Verlag 
Technik, Berlin, 1965.
A. Meisel and W. Nefedow, Z. 
Phys. Chem. 219,194 (1962).
M.A. Blochin and I. Ya. Nikiforov, 
Bull. Acad. Sci USSR 28, 689 
(1964).

9 D. Duzević, T. 
Gaćesa, 
Югославия

X-ray spectrometry 
of Al + Ni powder 
compacts and alloy 
thin films 

1974. V. 3, № 4. 
P. 143–148.

N .F. Losev, Kolizestvennij 
rentgenospektralnij fluorescentnij 
analiz, Nauka, Moskva, 1969.

Таблица 3
Относительный вклад различных стран и язы-
ков в публикации по XRS за 1988 г. [10]

Страна Вклад, 
в %

Язык публикации

СССР 14 100 % русский
США 13 100 % английский
Китай 12 100 % китайский
Германия 8.6 65 % английский

35 % немецкий
Япония 6.6 20 % английский

80 % японский
Велико-
британия

5.3 100 % английский

Франция 4.5 60 % английский
40 % французский

Другие 36 90 % английский
10 % другие

Таблица 4
Относительный вклад различных стран и язы-
ков в публикации по XRS за 1998 г. [25]

Страна Вклад, 
в %

Язык публикации

Китай 13.4 75 % китайский
25 % английский

Россия 10.2 70 % английский
30 % русский

Германия 9.3 95 % английский
5 % немецкий

Япония 8.0 55 % английский
45 % японский

Италия 6.3 100 % английский
США 5.4 100 % английский
Велико-
британия

4.8 100 % английский

Другие ев-
ропейские 
страны

26.2 100 % английский

Другие 
страны 
Сев. и Юж. 
Америки

5.4 100 % английский

Другие 
страны 
Азии

4.8 100 % английский

Австралия 3.6 100 % английский
Африка 2.7 100 % английский
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и 4 подготовлены авторами с использованием 
информации из реферативного журнала “Ana-
lytical Abstracts” соответственно за 1988 и 1998 
гг. В обзоре [24] K.N. Stoev приводит данные о 
распределении статей по РФА в 16 журналах, 
публикующих результаты исследований по ана-
литической химии, и о цитируемости статей. В 
данном случае для нас важно следующее за-
ключительное утверждение: “Можно сделать 
вывод, что наиболее важными источниками ин-
формации о рентгенофлуоресцентном анализе 
являются журналы “X-Ray Spectrometry”, “Nucle-
ar Instruments and  Methods in Physics Research” 
и “Advances in X-Ray Analysis”. Статьи по приме-
нению РФА разбросаны по журналам с различ-
ными основными областями публикации и нет 
ни одного журнала, обобщающего эти знания”. 

Ещё немного информации
На рис. 7 представлены данные J. Injuk 

и R. Van Grieken о ежегодном числе публи-
каций по РСА за период с 1970 по 2000 г. [25]. 
Несмотря на обилие и широкий выбор статей 
для специалистов, статьи из журнала “X-Ray 
Spectrometry” являются приоритетными для 
рентгенофизиков всего мира. Информацию об 
отдельных статьях можно найти во многих обзо-
рах. Например, анализ цитирования журнала в 
ежегодных обзорах “Atomic spectrometry update 
- X-ray fluorescence spectrometry”, публикуемых в 
“J. Anal. At. Spectrom.” за последние 15 лет, пока-
зал следующее: от 30 до 70 ссылок (в среднем 
44) на один обзор. Если учесть, что в среднем 
XRS публиковал в рассматриваемый период 70 
статей в год, то получается, что более половины 
работ упомянуты в этих обзорах. Это соотноше-
ние ниже в обзорных статьях журнала “Analytical 
Chemistry”. Для импакт-фактора журнала XRS в 
2002-2010 гг. после некоторых колебаний с 2008 
г. наблюдается тенденция роста, рис.  8. 

Заключение
Я с интересом перечитал Editorial, кото-

рыми редакторы предваряли очередные номе-
ра XRS. Тематика их весьма разнообразна. Это 
могли быть исторические экскурсы, обсуждение 
роли и места одного из вариантов РСА, проблем 
обучения и техники безопасности, обсуждение 
прошедших или будущих конференций, пред-
ставление новых членов редколлегии журнала, 
привлечение внимания к вопросу о необходимо-
сти уточнения численных значений фундамен-
тальных параметров, о стандартных образцах, 
о деликатной проблеме возраста выхода на пен-
сию и т. д. Редакторы неоднократно подбадри-
вали рецензентов, отмечая, что хотя процесс 
рецензирования отнимает много времени у заня-
тых людей, тем не менее, без этого не обойтись. 

Я не могу удержаться, чтобы не привести здесь 
некоторые из высказываний редакторов.

R. Jenkins – “Тенденция в увеличении 
опозданий – это то, о чём действительно следу-
ет сожалеть. Неправильное использование вре-
мени других людей – это не более чем форма 
высокомерия, так как опоздавший просто гово-
рит ждущему человеку “моё время является бо-
лее важным, чем ваше”. Так как мы в настоящее 
время начинаем Новый год, давайте все пере-
вернём новую страницу и нацелимся приходить 
туда вовремя.” [26].

J. Gilfrich – “Мы все должны заниматься 
делом и выполнять его в оперативном порядке. 
Я попытался дать достаточно времени рецен-
зентам для выполнения этой функции без чрез-
мерного давления, но до сих пор есть рукописи, 
неподготовленные в течение долгого времени. 
Я понимаю, что это дополнительная работа для 
очень занятых людей, но это важный вклад в 
нашу область исследований, и очень необходи-
мый для процесса. Так как журнал выходит шесть 
раз в год, начиная с этого выпуска эта ситуация 
будет становиться всё более критической. Я упо-
мянул об этом в предыдущей редакционной ста-
тье, и я повторяюсь здесь для внимания.” [27].

R. Van Grieken – “В последнее время в 
журнале сделан ряд изменений для повыше-
ния как качества, так и количества получаемых 
рукописей. Эти инновации включают специаль-
ные выпуски по: отдельным областям примене-
ния XRS; XRS ​​в конкретных странах; выпускам, 
представляющим материалы конференций, 
имеющих отношение к XRS. Эти старания были 

 
 
Рис.7 

Рис. 7. Ежегодное число публикаций по РСА [25]

Рис. 8. Импакт-фактор журнала “X-Ray Spec-
trometry” в 2002-2010 гг. 
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успешными, возможно, чересчур, и поток ру-
кописей в X-Ray Spectrometry резко возрос, а 
также повысился его импакт-фактор. Но есть и 
обратная сторона этого – проявилось растущее 
отставание принимаемых рукописей, ожидаю-
щих опубликования и, следовательно, время 
публикации этих статей увеличилось.” [28].

В заключение я рад поздравить редакци-
онный коллектив журнала “X-Ray Spectrometry”, 
рецензентов и всё рентгеновское сообщество с 
замечательным юбилеем и пожелать успехов в 
намеченных планах по улучшению журнала.   
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